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Fraktografie je laické vefejnosti pomérné malo znamé véda, kterd je vSak pilitfem mnoha
projekti a vynalezl, na kterych nékdy zavisi 1 lidské Zivoty. Jednd se o védni obor studujici
zakonitosti lomll a deformaci pevnych latek. Pod timto zdhadnym vyjadfenim se skryvaji mimo
jiné 1 vypocty zajistujici, ze letadlu, kterym mozna brzy poletite na dovolenou, uprostied letu
neupadnou kiidla.

Védecky fteceno, fraktografie analyzuje morfologii lomovych ploch a na bazi ziskanych
informaci interpretuje zavéry posléze vedouci k optimalizaci konstrukce konkrétniho vyrobku.
Ziskavani primarnich informaci se dé&je Sirokou paletou metod sahajicich od bézného
vizualniho pozorovani pies wuziti zvétSovaciho skla az po nejmodernéjsi tadkovaci
elektronové mikroskopy, umoznujici vysoké zvétSeni pii velké hloubce ostrosti.

Narozdil od béznych svételnych mikroskopti se v tfadkovacich elektronovych mikroskopech
misto svétla pouziva svazku elektronti urychlenych vysokym napétim. Timto proudem ¢astic
je bod po bodu bombardovan povrch vzorku a tzv. sekundarni elektrony, vznikajici interakci
primarnich elektronii ze svazku s atomy vzorku. Sekundarni elektrony jsou zachyceny
detektorem, z jehoz vystupu je sestavovan vysledny obraz na monitoru. Mikroskop je propojen s
pocitatem, na némz se snimky ukladdaji a déale zpracovavaji. Pfipojenim analyzatoru rtg
zateni k fadkovacimu mikroskopu je mozno zjistovat chemické sloZzeni materidlu vzorku.
Fraktografickd analyza umoziiuje nejen ureni mechanismu poruSovani jednotlivych
komponentt, ale popis historie degradace celych konstrukci. Zékladnim pozadavkem kladenym
na analyzu, zejména pak v aviatice, je fraktograficka rekonstrukce kinetiky unavového
porusovani. Jednim ze Spickovych pracovist zabyvajicich se timto védnim oborem je katedra
materialit FJFI CVUT v Praze. Katedra se ve spolupréci s podniky leteckého primyslu podilela
na vyvoji Ceskoslovenskych a posléze Ceskych civilnich a bojovych letount, mezi jinymi i L-
410UVP, L-39MS a L-159.

Fraktografické analyzy je nedilnou soucasti hodnoceni tinavovych vlastnosti konstrukei letadel.
To se dé&e napriklad pii unavové zkousce, " -
kdy je  prototyp letounu  podroben
nejruznéjSimu zatézovani simulujicimu
provozni podminky (mimo jiné ,mavani
kiidly* pomoci hydraulickych zvedaki). Po
zkousSce je prototyp rozebran na jednotlivé
soucastky, které jsou zkoumdny na vyskyt
unavovych trhlin. Pracovnici KMAT (katedry
materialid) FJFI CVUT vyvinuli unikétni
metodu  znaCkovaciho  zatézovani, ¢imz
umoznili pfesnou casovou lokalizaci vzniku
a rozvoje jednotlivych poruch a tim 1
presn¢j$i  odhady zivotnosti komponent i
celych letount.

Dalsi moznosti aplikace fraktografie je
zkoumani  pi&in  poskozeni  soudasti gt W o Sum
zpusobujicich letecké 1 jiné havarie. V
takovém pfipad¢ se analyzuje poruSeny dil a
na lomovych plochach se hledaji znaky
charakteristické pro ur€ity typ namahani,
pripadné razné typy technologickych defekti.

Fraktograficka znacka na lomu podélniku
trupu letounu L-159



